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 – 2 – 62230 Amend. 1  IEC:2013 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by IEC technical committee 20: Electric Cables. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

20/1462/FDIS 20/1470/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data 
related to the specific publication. At this date, the publication will be 

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
 

_____________ 
 

Contents 

Replace the existing title of Annex A by the following: 

Annex A (normative)  Minimum voltage levels 

Replace the existing title of Table A.1 by the following: 

Table A.1 – Minimum spark-test voltages for cables having rated voltage (U0) between 300 V 
and 3 000 V 

1 Scope 

Replace, in the second sentence of the first paragraph, the term "single core cables" by 
"single-core cables".  

3 Procedure 

Replace the existing third paragraph by the following: 

When used as an alternative to a voltage test in water, the test shall be restricted to layer 
thicknesses not greater than 2,0 mm unless otherwise specified in the cable standard. Only 
the a.c. or d.c. voltage waveforms shall be used. 

Replace, in the fifth paragraph, the phrase "recommended voltages" by "minimum voltages". 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 62230:2006/AMD1:2013
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/573fefba-d945-4d79-b5fb-

3cf38a480250/iec-62230-2006-amd1-2013



62230 Amend. 1  IEC:2013 – 3 – 

5 Test voltages 

Replace the existing fourth paragraph by the following: 

Where a cable standard states the test voltages, these shall be used. In the absence of such 
specified voltages, the test voltages given in Annex A shall be used. 

6 Sensitivity 

6.1 AC, d.c. and h.f. voltages 

Delete the second sentence of the first paragraph. 

Replace the existing text of the second paragraph with the following: 

Equipment shall be capable of detecting the faults described in 6.1.1 and 6.1.2 and shall be 
verified according to 6.3. 

6.1.1 AC and h.f. 

Replace the beginning of the existing text ("The typical fault is defined…") as follows: 

A fault is defined …. 

6.1.2 DC 

Replace the beginning of the existing text ("The typical fault is defined…") as follows: 

A fault is defined …. 

6.2 Pulsed voltages 

Delete, in the first paragraph, the word "typical". 

Replace the beginning of the second paragraph ("The typical fault is defined…") as follows: 

A fault is defined …. 
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 – 4 – 62230 Amend. 1  IEC:2013 

Annex A – Recommended minimum voltage levels 

Replace the existing title and text of the annex as follows: 

Annex A 
(normative) 

 
Minimum voltage levels 

A.1 General 

The test voltages given in Table A.1 shall be used, unless the cable standard specifies 
alternative test voltages. 

The details of the test method are as given in the main section of this standard. 

A.2 Test voltages 

A.2.1 General 

The voltages given in Annex A are the minimum levels to be used to locate defects in the 
layer under test. These levels shall only be reduced if specified in the relevant cable standard. 

NOTE Some countries have established higher test levels in their national standards. 

A.2.2 Contact electrodes 

The high-voltage supply to the test electrode may be a.c., d.c., h.f. or pulsed voltage, as 
specified in Clause 2 and 4.2. 

Table A.1 gives test voltages for cables having a rated voltage (U
0
) between 300 V and 

3 000 V. 
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Table A.1 – Minimum spark-test voltages for cables having rated  
voltage (U0) between 300 V and 3 000 V 

Tabulated radial thickness of 
layer under test 

mm 
Test voltage 

kV 

Above Up to and 
including 

a.c.a d.c. h.f.a Pulse a 

0 0,25 3 5 4 5 

0,25 0,50 5 7 6 7 

0,50 0,75 6 9 7 9 

0,75 1,00 7 11 8 11 

1,00 1,25 9 13 10 b 13 

1,25 1,50 10 15 11 b 15 

1,50 1,75 12 17 13 b 17 

1,75 2,00 13 20 14 b 20 

2,00 2,25 14 22 15 b  

2,25 2,50 16 24 17 b  

2,50 2,75 17 26 18 b  

2,75 3,00 19 28 20 b  

3,00 3,25 21 32   

3,25 3,50 23 35   

3,50 - 25 38   

a The a.c. and h.f. test voltages are r.m.s. values, the pulse test voltage is the peak value. 

b HF voltage testing for layer thicknesses greater than 1,0 mm shall be limited to frequencies between 
500 Hz and 4 kHz. 

NOTE 1 The tabulated radial thickness is either the nominal thickness calculated in accordance with the relevant 
cable standard or the thickness specified in the constructional table of the relevant cable standard whichever is 
applicable. 

Pulsed voltage testing shall not be used for layer thicknesses greater than 2,0 mm. 

As a test to replace the traditional voltage test in water for single-core cables without any 
outer metallic layer, Table A.1 only applies for thicknesses not greater than 2,0 mm and only 
the a.c. or d.c. voltage waveform shall be used. 

When testing laid-up core assemblies, i.e. cables without sheath, the test voltage level shall 
be that for the lowest individual insulation thickness in the assembly. 

NOTE 2 Particular cable standards may, in exceptional circumstances (e.g. for sheathing materials known to 
exhibit low insulation resistance characteristics, i.e. K i less than 100 MΩ.km), require a reduction in the test 
voltage to ensure that excessive leakage current does not flow and give rise to spurious faults. In no instance will 
the reduction be in excess of a factor of two and the fault detection system will be verified under the alternative test 
conditions. 

A.2.3 Non-contact electrodes 

The high-voltage supply to the test electrode shall be d.c. only, as defined in 4.2. The 
conductor of the core or the metallic layer under the sheath shall be continuously earthed and 
the potential difference between the electrode and the conductor or the metallic layer shall be 
18 kV. 

______________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

20/1462/FDIS 20/1470/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 
 

_____________ 

 

Contenu 

Remplacer le titre existant de l’Annexe A par ce qui suit: 

Annexe A (normative) Niveaux de tension minimaux 

Remplacer le titre existant du Tableau A.1 par ce qui suit: 

Tableau A.1 – Tensions minimales d’essai au sparker pour les câbles de tension nominale 
(U0) comprise entre 300 V et 3 000 V 

1 Domaine d’application  

a) Dans la version anglaise uniquement, dans la deuxième phrase du premier alinéa, 
remplacer le terme "single core cables" par "single-core cables". 

3 Méthode 

Remplacer le troisième alinéa existant par le suivant: 

Lorsqu’il est utilisé comme alternative à un essai de tension dans l’eau, l’essai doit être limité 
aux épaisseurs de gaine inférieures ou égales à 2,0 mm, sauf spécification contraire dans la 
norme de câble. Seules les formes d’ondes de tension en courant alternatif et en courant 
continu doivent être utilisées. 
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Remplacer, dans le cinquième alinéa, les mots "tensions recommandées" par "tensions 
minimales". 

5 Tensions d’essai  

Remplacer le quatrième alinéa existant par le suivant: 

Quand la norme de câble concernée spécifie les tensions d’essai, celles-ci doivent être 
utilisées. En cas d’absence de tensions spécifiées, les tensions d’essai données à l’Annexe A 
doivent être utilisées. 

6 Sensibilité  

6.1 Tensions en courant alternatif, en courant continu et à haute fréquence  

Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa. 

Remplacer le texte du deuxième alinéa par le texte suivant:  

L’équipement doit être en mesure de détecter les défauts décrits en 6.1.1 et 6.1.2 et il doit 
être vérifié conformément au 6.3. 

6.1.1 Courant alternatif et haute fréquence  

Remplacer le début du texte existant ("Le défaut type est défini …") comme suit:  

Un défaut est défini ….  

6.1.2 Courant continu 

Remplacer le début du texte existant ("Le défaut type est défini …") comme suit:  

Un défaut est défini ….  

6.2 Tensions avec impulsion  

Supprimer, dans le premier alinéa, le mot "type".:  

Remplacer le début du deuxième alinéa ("Le défaut type est défini …") comme suit:  

Un défaut est défini ….  
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